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Diplomova prace ,,Charge transport in semiconducting radiation detectors” vznikla v oddéleni
Optoelektroniky a magnetooptiky Fyzikalniho ustavu MFF UK vramci dlouhodobého vyzkumu
polovodicovych detektorti zafeni. Jejim cilem bylo nalezeni metodiky charakterizace transportu naboje
v polovodicovych detektorech pomoci méfeni transientnich proudi generovanych laserovymi pulsy
(Laser-induced Transient current technique). Tato metoda jiz byla vyuzivana v minulosti, ale posledni
dobou se opét dostava do poptedi zajmu svétovych laboratoii a firem vyrabéjicich polovodi¢ové radia¢ni
detektory.

V ramci diplomové prace byla vyvinuta metodika méfeni transientnich proudti vyuzivajici
pulsniho pfilozeného napéti na detektorech, kterd umoziuje detailni vyzkum dynamiky tvorby
prostorového naboje v radiacnich detektorech. Pfi feSeni diplomové prace se ukazalo, ze doposud
pouzivané teoretické modely dostate¢né piesné nepopisovaly experimentalni vysledky ziskané pomoci
metody méfeni transientnich proudd, proto bylo nutné rozsifit stavajici modely a ovéfit jejich platnost
pomoci Monte Carlo simulaci. Byl vytvofen novy model zahrnujici prostorovy naboj vytvoreny
zachytem nosi¢li naboje na mélkych i1 hlubokych pastech, které vyznamnym zpisobem ovliviuji kvalitu
detektort.

Hlavnim pfinosem prace je nalezeni metodiky charakterizace kvality radia¢nich detektort
zafeni pomoci méteni transientnich proudii a pouziti Monte Carlo simulaci tvaru métenych proudovych
pulst pro ziskani Siroké skaly transportnich parametrti detektort, které charakterizuji jejich kvalitu. Bylo
zjisténo, Ze tato metodika mize plné nahradit standardni spektroskopické metodiky vyuzivajici alfa
Castic a gama zafeni k charakterizaci kvality detektord. Prace je vyznamna pfedevSim svym komplexnim
pristupem kurceni fyzikdlnich faktor ovliviiyjicich vysledné vlastnosti vyrobenych detektord.
Vysledky prace Mgr. Jindfich Pipek prezentoval na mezinarodni konferenci 19™ International Workshop
on Radiation Imaging Detectors 2017 v Krakové a byly z ¢asti publikovany v Casopise Applied Physics
Letters 11, (2017) 82103. Vysledky tykajici se charakterizace elektrickych kontaktii Mgr. Jindfich Pipek
prezentoval na konferenci 25th International Symposium on Room-Temperature Semiconductor X-Ray

& Gamma-Ray Detectors 2018 v Sydney.



